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1 . '; , ;';T ~P 

Przedmiotem normo' sćł podk łady ftal o lle kopolli"T'e­

ryzowane styrenowane: 

al og6 1'1ego stosowani ". - za wie ::. ina pigmp.nt~,w i 

obc i qżnik6w w ksylenowym roztworze ży",icy f GÓ!lo·­

wej s tyrenoVlanej z dou3tkier.l sykatyw oraz środk6w 

przeciw kożuszeniu 1 osad zaniu s i ~ pigme nt6w , 

b) do elektr ost atycznego nat ry s ku zawiesina 

p i gment 6w i obciążnik6w w roztworze żyw icy fta lo-

wej s t yrenowanej z dodatki em polU~'n;r011 rozpusz-

czal n ik6w, s y kat yw oraz ś ro dk6w przec i .. kożusze­

niu i osadzaniu si ~ pigment 6w. 

2. PODZIAł. I OZnACZENI E 

2 . 1 . Rodzaj e. W zależno śc i od metody mal owani a 

rozr6~nia s i ę na3tęp~jące rod zaje podk ład6w ft a ­

l owy ch kopol i meryzowany ch :;tyr e rlowany )h: 

I - podkład f t a lowy kopol imery zowany styrenowa­

ny ogólnego sto sowa nia, przeznaczony do grunt owa­

n ia s posobem natry<,\u :p wierzchni metal owy ch l u b 

drewni anych jako >, o0.1l1ad pod emalie ftalowe k opo­

l imer y zowane styr eoo wane ogólne go s~osow~nia . 

I I - podkład f t alowy kopolimeryzo\,\allY styl·E!r,,;·­

wany E do elektrostatycznego nai~Y8k' , pr zezna­

c z ony do gr.t:c!l'l.ow2.nia me tod 4 nc:.'\,rYBk'", e lekt:t°osta­

tycz~eG'J powie r z c],ni ru.,t",J. owycłl l..l~ dr~wn:ajlYoh 

jako Pc- cllL {dc't pod e malie ftalowe kopol ':'lne::"f zc>van~ 

:;t. yr,,<r.cow'lne d0 el ekt rostatyczn,,;o n Ett r y sKu. 

2 . 2 . Przy kV.d ozn-lr:ze.la pOdkładu f t al c.'u!go ho· 

po limery zowanego s t. yrel1'Jwa!le,~() sza r ego jas::legC': 

PODKŁAD F TALOWY KOPOLlMERY ZiWiJ\.NY STY;:-{ENOW ANY 1) 

S Z ~RY JAS;;Y 

BN-75/61~ )-2 6 ~, 1A 33J1-701-·CbO 

hand l o.'e j S'ITRU'..I';'. 

G rupo ka talogowo 1 O 24 

3. II YMAGANIA I BA DANIA 

3.1'. Zestawienie wymaga l; i met od y badań 

~ Wymagania 
ROllzaje 

Metoda badn.ń 

I II 
wg 

2 3 4 ~;wstępne ; r 6bY tecb­
niczn6 
- po= o s t a loś ć na s i­

c ie o boku oczka 

zgodnie z PN- 72/ C- 81 503 

k .... adr a t o .... ego 
0,063 mm, %, na j-
wyżej 

0,1 h) : zas ":y;; iy >' u (l"pk,)~,' 
1J1n0\ ' !'!.a) mi el"?;ony kub-
ki om o śr e c.n icy ot ... o- 60.:.90 ! ~().:.6 0 
r u ~YI) ł. y \lIoliJe ,: c; 4 mm , s . I . 

c G,~sto {"': t gi eroJ , 
naj W:I'i. ej 

d) Roztar c ie pigmentów. 
!lm, na j>!y żej 

e) Krycie jakoś c io ... e 

r) Oporność wł aśc iwa 
.... tcmp,·r <\turze 
20 :!:O , 5 c C . Q !li 

r,) Stala dce le~t ryc ~na 
,:l tefIlpe c.d u ze 
20 ±O , 1 ~1 .. 

h ) Tr.t:'pe r ~t!.u ci. ·/ .:, ;,: J:.c nu ·ł 
°eł! co naj mn~;.(·l ~; 

~) Z awa.r L ·~':: ~ s1Abs : .. !1cj i 

1.5 

60 
I 

1 4' 10~ I 4' 10
6 

! b,077 , 'i 

21 

: ,'t n:J c h. %, na:: ':I •. " ,] , 42 

CZ 3. S scrr "'I l, .. .> .. q :' >. I 
wł oki w t anlpe~_ c :,~z ~, 

;::·u :~-:°C i wil ~~tuoś ... ł 
e). wzgl;dnel p o-
wie t r z a 1';5 .~5% , 

. ... ::;l.J?~ e ń 1. !:li ) , 
naj ... y",e j 

.. '''''pi.'''' 4.'~, 
laj'W~' :~j 

J ) E~ a5ty cznośt pe-
.. i.eki 

I 
r.l) Odp orność po,. łoki 

na uderze nia. cm 
G?adku cięż arka , I co najmniej 

1'3 I 20 

I 
I < 

IP0wl oka be z za­
ciek6 ... . o p o-

l
łY H;';U ,6Jmato­
... y rn 

i 
2 

30 

I D) Przyczepno li ć nożem 
L kl"l\i ko .... ~ A._"_'t_o_p_l_e_t1-! _ _ _ 1 

I 

I 

PN-S:, :-01505 

PN-82/C-815OC. 

P !~ - .'3 2/C -31 55~ 
'"e t 0cb g 

BN-78/61 10- 09 

PN- 70/C- 81536 

3. 6 

3 . '7 

PNjC-04007 

PN-84/C-81512 
metoda B 

PN-79/C-81519 

PN-76/c-81528 
metoda A 

PN-54/C-31526 

PN .. 2C, / C-Ih531 

-------~_.~,~ --------~---
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3. 2 . TrwałośĆ . Podkłady ftalowe . kopolimery~o­

wane styrenowane nie po winny ulegać zmianom w cią­

gu 6 miesi ęcy, licząc od daty produkcji . 

3.3. Program badań 

3. 3.1. Badania pełne polegają na s prawuzeniu 
zgodności ze wszystkimi parametrami pOdanymi w 3.1. 
Badania pełne nale ży wykonywać co najmni ej raz na 
kwartał , przy każdej zmianie stosowanych surowców 
lub metod technologicznych oraz w przypadku badań 
rozjemczych . 

3. 3. 2 . Badania n i e pełne polegają na sprawdzeniu 
zgodności z 3.1 nast ę pujących parametrów: wstę i>­

Dych prób technicznych , lepkości umownej, gęst oś­

oi, roztarcia, czasu schnięcia, elastyozności i 

wyglądu. Badania te nale~y wykonywać dla. k~ dej 

part 11 wyro bu. 

3. 4. Partia produktu do badań . Parti ę produkt u 
do badań stanowi 1 szarża produkcyjna wyrobu go­
towego transpo rtowanego i przechowywanego zgodnie 
z PN-73/C- 81400 . 

3. 5 . Pobieranie próbek i przygotowanie średniej 
próbki laboratoryjnej - zgodnie z PN-74/C-81500 z 
partii produktu wg 3. 4 po przeprowadzeniu pr ób wg 
PN- 72/C- 81503 . 

3. 6 . Pomiar oporności właściwej 

3. 6. 1 . Opis przyrządu pomiarowego. Pomiar opor­
ności właśc iwej należy wykonać za pomocą miernika 
opornośc i właściwe j materiałów ID4larski ch produk­
cji Instytutu Mechaniki Precyzyjne j w Warszawie . 
Mier nik jest urządzeniem przenośnym składającym 

się z megaomierza (konduktometru l ora z sondy (e­
lekt rody pomiarowej), zbudowanej z okrągłego rdze­
nia i płaszcza metalowego. Miernik wyce chowany w 
n· m m~ eJastyczny przewód zakończony wtyczkami 
bananow~~i dołączonymi bezpośrednio do sondy. 
~ll.ernik jest zasila ny z wmontowanej baterii 22 ,5 V 
wymagającej wymiany dopiero wtedy, gdy jej napi ę­

cie spadnie do połowy wartości znamionowej. Wy ­

mianę baterii przewiduJe się nie częŚCie j! ni~ co 
6 miesięcy. 

3. 6 . 2 . PrZygo towanie 2rzy~ządu pomiarowego~ 

Przed wykonan em każdego pomtar u należy sondę po­
miarową rozłączyć, rdze{: i płas zcz sondy przemy ć 

dokładnie ksylenem wg BN-73!0517-11, wysuszyć . 

Oczyszczone elementy zmontować , sondę połączyć 

przewodem zakońc zonym wtyc zkami bananowymi z mier­

nikiem. 

3. 6. 3. \'Iykonanie pomiaru. Do próbki podkładu 

pobranego zgodnie z PN-74/C-8150Q, 4 dQprowadzonej 
uprzedniO w szafi e klimatyzacyjnej do temperatury 
20 ±0,50 C, zanurzy ć sondę pomiarową , nacisnąć mi­
krowył ącznik umieszczony na płycie c zo łowej przy­
rządu i odczytać na skali miernika opornoś ć właŚ­

ciwą badanego podkładu . 

3.6. 4. Wymagana liczba pomiarów. Należy wykonać 
co najmni ej dwa pomiary , używaj ąc do każdego po­
mi a ru Świeżej próbki podkładu . 

3. 6.5. Dopugzczalny błąd pomiaru. Różnica mię­

dzy pomiarami- nie powinna przekraczać ±2%. Miaro­
dajny wynik stanowi średnia arytmetyczna wszyst­
kich pomiarów . 

3. 7. Pomiar stałej diel ektrycznej 

3 .7.1. Opis przyrządu pomiarowego . Pomiar sta­
łej dielektrycznej badanego pOdkładu należy wyko­
nać za pomocą dekametru produkcj i Franz Ktlstnera 
- NRD . Dekametr składa si~ z mostka pomiarowego 
typu 60 GK wg Oehmege oraz celki pomiarowej (uni­
wersalnego metalowego koncent rycznego kondensato­
ra powietrznego) z płaszc zem wodnym . Aparat pra­
cuje na zasadzie porównywania rezcnansu obwodu 
s i atkowego o częstotliwości stabili zowanej rezo­
natorem kwarcowym i obwodu anodowego, de którego 
w łączona jest celka pomiarewa. Wlanie do celki 
badanego podkładu powoduje rozstrojen i e obwodu a ­
nedowego, który ponownie doprewadza si ę de rezo­
nansu przez pokręcenie kondensatorem zmiennym 

sprzężonym z gałką strojenia . Moment rezonansu ob­
wodu anedowego na częstotliwości obwodu sia tkowe­
go. powoduje nagły skok prądu s i atki , co uwi dac z­
nia s.1ę zmianą połeżenia listków optycznego wska ź­

nika s t rojelfia . 
Mostek ma 4 kolejne zakresy pomiaru i jest wy­

posażony w skalę propercjonalną w umownych jed­

nostkach O + 180. Układ wraz z celką wyma ga wstęp­
nego jedno r azowego cechowania· na cieczach o zna·­
nych stałych dielektrycznych , np. różnoprocento­

we j mieszaninie dioksan-woda . Badanie opornoŚci 

właściwej można przeprowadzi ć i nnym mie rni ki em o­
kreślającym opornoś ć .właściwą ? dekładnością po­
miaru de ±2%. 

3.7.2 . Przygo t owani e przyrządu pomia rowego. Na 
wstępie mo stek pemi a r owy należy podł~czy ć do sie­
ci i urucho rr.i ć ultratermostat nastawiony na tem­
peraturę 20 ±0 ,1 0 C. Przed wykonaniem katdego po~ 
miaru nale ży odłączyć cell: r.; pomiarową 01 mostka 
(nie o.dł4czając celki od ultrat ermostetu ) , odkrę ­

cając pokrywę celki pemiaro<iej , W.E''Ii'ł lr; t rzne pu­
wierzchn1.e pokrywy i celki przemyć dokładni e ksy-

lenem wg BN-73/0517-11 i wysuszyć . Oczyszczone e­
lementy złożyć , celkę pOdłączyć do mos tka ~n mia­

rowege . 

3.7. 3. Wykonani e I?omiaru . Próbkę badanego. pod­
kładu pObraną zgodnie z PN-74/C-81500 należy 

w prowadzi ć do celki przez lejek umie szc zony \'/ po·· 

krywie. Po upływie 10 min od chwili napełnienia 

celki pokrp,ca s i ę skal~ Illostka do momentu zamknię­
cia się listków optycznego wsk~ źnika stro.jenia . 
Wartość stałej di elektrycznej odczytUje się z 

wykresu (stała die l ektryczna - ska la dekametru) 
sporzqdzonego dla da nego mos~ka w czasie wstępne­

go ska lowania . 

3.7 . 4. Wymagana liczba pomiarów . Na l eży wykonać 

co najmn i ej 2 pomiary, używając do każdego pomia- . 
ru Świeżej próbki podkładu. 

3.7. 5. Dopus zczalny bł<.,d pomiaru . Różnica mię-
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dcy pomiarami nie mote przekraozać t2~. Miarodaj­
ny wynik stanowi średnia arytmetyozna ze wazyat­
ki ch pomiarów. 

3.8 . PrZygotowanie pow lok do badań 

3.8.1. PrZygotowanie wyrobu. Podkład ttalowyko­
polimeryzowany styrenowany ogólnego stosowania na­
lety starannie wymieazać i rozoieńozyć rozoień­

ozalniki .. BJ'~ - wg BB-6716118-28 do uaowne j lep-

3.8.4. Aklimatyzaoja powlok. Fowloki przed wy-
konaniem badań aklimatyzować zgodnie z PN-66! 
0-81510 przez 48 h w t ellperaturse 20 ± 20 0. 

3.8.5. Liozba pow lok do badań. Należy przygoto­
waĆ 00 najmniej 10 powłok. 

3.9. Ocena wyglądu powloki . Ocenę przeprowadzić 

nieuzbroj onym okiem w rozproszonym świetle dzien-

ko ści robocze j 22 ;. 24 s, wg kubka o średnieJ nym. 
otworu wypływowego 4 mm. 

Podkład ftalowy kopolimeryzowany, atyrenowar.y 
do elektros tatycznego natrysku nale~y ~ tarannie 

wymieszać i rozcieńczyć rozcieńczalniki em RF-02 -
wg BN-67/6118-28 do umownej lepkości roboc ze j 22~ 

24 s , wg kubka o średnicy otworu wypływowego 4 mm. 

),8.2. PrZygotowanie powlok . FlYtki szklane 1 

stalowe przygotowane wg PN-74/C-81513 pomalować 

badaD;Tll podkłade. zgod.1lie z P5-79!C-81514i suszyć 
prsez 2 h 1f tellperaturse 20 ±20 0. Powłoka. pawio­

M aU6 grubOŚĆ 30 .;. 40 .wa. 

3.8.J. Pomiar gruboś~i powłok nalety wykonać 

zgodnie z PN-74/C-81515 przyrządem elektromagne­
tyoznym lub innym zapewniającym dokładność pomia­
ru do 2 pro. 

3.10, Zaświadozenie wytwórcy o wynikaoh badań. 

Wytwórca jest obowiązany dostarozyć odbioroJ' 0-

rzeozenie kontroli o j akośoi wyrobu. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Podkłady tta~owe kopolimeryzo-
wane, styrenowane nalety pakować zgodnie z PN-73! 

C-81l.iOO w opakowania uzgodni onI' lI11ęds;y produoen­
t •• a odbiorcą, zabezpieczająpe wyrób w sposÓb 
właśoiwy i posiadające wymiary zgodne z PN-78! 
~79021. 

4.2. Przecno!y!anie i transport 
C-81400. 

wg PN-73/ 

K O IC I E C 

INFORM ACJE DOOA1~OV& 

1. Autor projokt~ nor my - mgr i nt. Barbara rZJ goda,D,­

bi cka FF1L. 

2 . Is t otne z",hny w s toaunl(u do BN-68L§..~ 

a) wpr owadzono nazewnictwo 1 symbo likę wg SWA, 

b) wprowadzono aktu8 Jn~ metody badań dot~cz~ce : c:.asu 

s ch~lęcla, r ozt arcia , krycia j a kości owego, elabtycznośc i 

1 prz~cze p~ości, 

c) wprowadzono program badań. 

~ , Norm~ związane 

PIC- 73/C-81400 Wy roby lakl a oue. Pakow~nle , przec~ owywa­

nie i tr ansport 

PN-74/C..$1'; OO "~roby hkle owa . Pobierlln1e pr k i pn:;r 

go t owanie trednlej pr6bk i lab~ratorljn8j 

PN-72/C-81503 ",roby lakierowe. ".t,pne pr6by techn1czne 

FN-66/C-81510 Wyroby l ak i arowe. Warunki ak l laatlz8cji 

powłoł. do bad~ 

PN-?4/C -81513 Wyroby 19l, i ero we. Płytki do badań 

PN-79/C-8 '15 14 Wyroby lakierowe . Sposoby otrzyllywania po­
włok do baduń 

PN-'l~ /C -.<l 1515 Wyro\.ly lakiElr ')",e . 

grubośCi ow ł ok 

PJl-~'3/~79021 Opakon nl a. 5,.t .. WJ181aroW)' 

BS .·73/051?-11 Ksylen 

8H-67/ 6118-28 R ~zc i eńc zalnlkl do ftalowych w,rob6w 1a­

kierovych. Wyma60nla wsp6lne 

Pozosta ł e normy ;'.wil\::;" ne podano lo' tablicy. 

~~tucJQ opracowu i \ca normę - Dębicka Fabryka Farb 

1 Lakierów II D"biey 

S, Wlc!.ąA1~ ~ - staD aktual.ay l wnu1a6 1985 - uaktua1-

nioDO DI»"Ią zwi~u", oru wpr owauoDO zlll1 alQ'l 

aaiua 1 - BiIIl ot111 PDlM1J nr 5/1980. 
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